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A SBM presente ao Ill Congresso Ibero-
americano de laboratorios

A SBM participa de congresso internacional

O presidente da Sociedade Brasileira de Bilbao/Espanha, apresentando o
Metrologia, Jlio C. Felix, participou, nos trabalho intitulado “Experiéncias
dias 16 e 17 de margo de 2005, do |11 Con- de Reengenharia de Laboratérios
gresso | bero-americano delaboratorios, em no Brasil”.

lll Congreso Ibero-Americano de Laboratérios

Periodo: 16 e 17 demargo de 2005
Contato: gerente@felab.org
Sitio: www.felab.org

Realizacdo e Organizagédo: FELAB y RE-
LACRE

Local: Bilbao/Espanha

Norma internacional de responsabilidade social
Equivocos sobre a futura norma /nternational
Organization for Standardization (15S0) de
Responsabilidade Social

Muitos profissionais da imprensa tém disseminado informagdes incorretas sobre as
caracteristicas da futura norma internacional de Responsabilidade Social. A fim de
possibilitar aos interessados a compreensdo correta dessa iniciativa da 1SO, relacio-
nam-se a seguiir 0s aspectos principais do processo de elaboragéo da referida norma:

« afuturanormafornecera somente diretrizes (principios) sobre Responsabilidade Socid;
* ela ndo serd uma norma de sistema de gestdo nem podera ser usada para fins de
certificacao;

* esta prevista a publicagdo da norma para dagui a trés anos, no inicio de 2008.
Fonte: Adaptado de QSP Noticias. Ano 9, edicao n° 260 - 10 de fevereiro de 2005

A SBM participou do 3° Congresso Brasileiro

de Engenharia de Fabricacdo (32 Cobef)
SBM apresenta artigo no 3° Cobef

O 3° Caobef, que detém o conceito Qualis “A” na Coordenacéo de Aperfeicoa-
mento de Pessoal de Nivel Superior (Capes), foi realizado no periodo de 10 a
17 de abril de 2005, em Joinville/SC. O pesquisador Pedro Paulo Almeida
Silva, M.Sc., esteve presente e apresentou 0 artigo “Impactos da normalizacao
técnica na industria”.

Nesse contexto, a SBM agradece ao Instituto Nacional de Metrologia, Normali-
zacd0 e Qualidade Industrial (Inmetro), na pessoa do Dr. Roberto Guimaraes
(Diretor de MetrologiaLegal) e daEng?Iris da Silva Trindade (Chefe da Divisao
de Instrumentos de Massa Especifica, Temperatura e Outros), a gentileza de ce-
der o pesquisador Pedro Paulo Almeida para representar a presidéncia da Socie-
dade e defender seu artigo.

A SBM reconhece como oportuna tal participagéo, como forma de contribuir para o
desenvolvimento dessa tecnologia em ambito naciona, superando os desdfios a frente
das indUstrias brasileiras na comercidizac&o de seus produtos, servigos /ou processos.

Escola de Engenharia da
Universidade Federal
Fluminense

Engevista

A revista da Escola de Engenharia da Universi-
dade Federal Fluminense (Engevista), voltada
para aplicagdes e desenvolvimento nas diversas
areas da Engenharia, publica artigos inéditos e
de relevancia cientifica. Sua atual politica edi-
torial tem, entre seus principais objetivos, ex-
pandir a sua circulacé@o e elaborar edi¢des te-
maticas.

Mais informagdes. www.uff.br/engevista

A SBM redlizara lancamento

~ [ ~

de trés publicacoes

Os documentos orientativos “ Termos e expres-
sOes de metrologia aplicaveis ao ambiente da
salde” e “Metrologia e Sistemas de I nforma-
¢ao” eolivro “Metrologia e incerteza de medi-
¢ao” serdo lancados simultaneamente. A data
prevista para o evento sera dia 17.08.2005, com
coquetel oferecido aos integrantes dos GT (Sad-
de e Informacgdes), aos autores do livro e, tam-
bém, aos associados interessados em participar
do evento.

Reunidao do Conselho
Deliberativo da SBM
SBM/CD

A SBM promoveu, em sua sede, a IX reunido
de seu Conselho Deliberativo (SBM/CD), rea-
lizada em 6 de maio Ultimo. Os principais as-
suntos em destaque foram: (i) implementar, a
curto prazo, as parcerias referentes a realiza-
¢do do Congresso Mundial de Metrologia -
IMEKO XVIII -, a ser realizado no Rio, de 17
a 22 de setembro de 2006; (ii) realizacéo do VI
Semetro, em parceria com o Inmetro, evento
de sua Divisdo de Metrologia Elétrica; (iii)
apreciagdo, por parte do SBM/CD, das ativi-
dades desenvolvidas pelas unidades da SBM;
(iv) relatos do NAMLS-8 (8th Nuclear Analy-
tical Methods in the Life Sciences) e (v) apre-
ciacdo da prestacé@o de contas.

Mais informacoes. secretaria@metrologia.org.br.
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Evento marca os 20 anos da contribuicdo do Programa TIB a qualidade e a

inovacdo no Brasil

A SBM presente no TIB 20 anos

A Sociedade Brasileira de Metrologia, representada por seu se-
cretério executivo, Dr. Marcus Vinicius, esteve presente nos dois
dias que celebraram o lancamento do Programa Tecnologia In-
dustrial Basica (TIB).

Para celebrar os 20 anos do TIB, foi realizado, nosdias 17 e 18 de
marco pp, no RJ, o Semindrio TIB, 20 Anos Contribuindo para a
Quélidade e alnovagdo no Brasil.

O evento abordou atrajetéria do Programa TIB e teve como obje-
tivo apresentar o atual cenario, a visdo de futuro e discutir os desa-
fios e oportunidades para o Brasil na area.

Entre as atividades programadas, destacam-se: a palestra sobre o
impacto do Programa no Brasil, a homenagem aos criadores do
Programa e palestras técnicas proferidas por autoridades de reno-
me internacional nos campos da Metrologia, Normalizag&o, Avali-
acdo da Conformidade, Tecnologias de Gestdo, Informagdo Tecno-
|6gica e Propriedade Intelectual .

Também foi realizada uma mesa-redonda, com a participagédo de

especialistas, acerca dos desafios e oportunidades futuros do Pro-
grama no Brasil.

O semindrio foi direcionado a especialistas técnicos, pesquisado-
res, gestores de ingtitui¢des de pesquisa, universidades, empresas,
governo e empresarios.

Os ministérios da C& T e do Desenvolvimento, |ndlistria e Comér-
cio (MDIC) foram os promotores do semindrio.

O evento contou com apoio da Associacdo Brasileira das Ins-
tituicOes de Pesquisa Tecnol 6gica (Abipti), daAssociacéo Bra-
sileirada Industria Elétrica e Eletronica (Abinee), da Associa-
¢do Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), do Servico Bra-
sileiro de Apoio as Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), do
Sistema Confederacéo Nacional da Industria (CNI) e do Insti-
tuto Nacional de Metrologia, Normalizagdo e Qualidade In-
dustrial (Inmetro).

Fonte: Adaptado de http://www.jornaldaciencia.org.br/
Detalhejsp?id=25697. Acesso em: 07.04.2005

Avadliacéo Metrologica de Sistemas de Medicdo de Vazéo Instalados em
Estabelecimentos Industriais Envasadores de Cerveja

Sistema de Medicdo de Vazéo
Por Pedro Paulo Almeida Silva

Com as determinages estabel ecidas pelo Ato Declaratdrio Execu-
tivo (ADE) n° 7, de 20.05.2004, do Ministério da Fazenda, trans-
formado em instrumento da politica de fiscalizagdo tributéria de
estabelecimentos industriais envasadores de bebidas, ganha rele-
vancia a avaliagdo metroldgica de Sistemas de Medi¢&o de Vazéo
(SMV), ja que suainstalagdo constitui-se em uma obrigatoriedade
para esse tipo de estabel ecimento.

Neste contexto, a avaliagdo metrolégica do SMV, desenvolvida
somente no Brasil, é tratada ndo apenas como insumo, mas, tam-
bém, como elemento indispensavel na comprovagéo do volume
envasado pelos estabelecimentos industriais em um periodo de
tempo pré-determinado.

Segundo a regulamentacdo editada, 0 SMV instalado deve ser

submetido a um processo de conformidade, realizado em trés fa-
ses: (i) pré-qualificacéo do modelo (tipo); (ii) calibragdo dos ins-
trumentos de medi¢do que o compde e (iii) avaliagdo de confor-
midade do SMV.

No que concerne a avaliagdo metrolégica do SMV, a Secretaria da
Receita Federal (SRF) solicitou os servigos do Instituto Nacional
de Metrologia, Normalizagéo e Qualidade Industria (Inmetro), que
utilizou os recursos de sua Diretoria de Metrologia Legal (Dimel).
A Divisdo de Instrumentos de Massa Especifica e Outros (Dimet),
ligada a citada diretoria, promoveu avaliacOes metrol 6gicas desses
Sistemas em 17 Unidades da Federagdo (UF). As avaiagdes me-
trol 6gi cas sdo periddicas. Dentro desse contexto, tem-se aprevisao
de que, ainda este ano , serdo iniciadas as avaliagGes metrol 6gicas
em outros estabel ecimentos industrial s envasadores de bebidas, es-
pecificamente, de refrigerantes.

A SBM realiza XXXII reunido do seu GT-Saude

Reunido da Diviséo de Normalizacdo em Metrologia da SBM

Pauta

9h

Aberturada Reunido — Primeira Convoca-
¢do (Circulagdo da Lista de Presencas)

9h10min

Boas-vindas pelo representante da SBM

9h30min

Posicionamento das discussdes referentes
a publicagdo do documento orientativo
“Termos e expressoes de metrologia apli-
caveis a0 ambiente da salide’

10h30min

Encerramento

Assuntos tratados

Posicionamento das discussdesr eferen-
tes a publica¢do do documento orien-
tativo “ Termos e expressdes de metrolo-
gia aplicaveis ao ambiente da salde” —
Passados seis meses do término da elabo-
ragdo do documento em epigrafe, Angelo
Bender (Coordenador do GT-Saude) con-
VOCOoU Osintegrantes paraestareuniao, so-
licitando ao representante da SBM (Mar-
cus Vinicius) o posicionamento da Socie-
dade em relagéo a tal publicagdo. Vini-
cius exp0s que a questdo ndo é financeira
e sim de capitanear chancelas institucio-
nais representativas, tais como: Inmetro,
Senai, Anvisa, Redetec, ABNT, Sebrae e
BNDES, ressaltando que o prazo maxi-
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mo para obtengdo do aval dessas organi-
zacOes foi dia 30.04.2005.

Nesse contexto, foram abordados os se-
guintes assuntos: (i) solicitou-se a Pedro
Paulo Almeida (Inmetro) analisar o docu-
mento em questdo, poistalvez necessite de
atualizacdo. O prazo para essa andlise foi
de 15 dias (02.05.2005 a 15.05.2005); (ii)
propds-se que o langamento do documen-
to orientativo sejasimultaneo aoutras duas
publicacOes da SBM e (iii) adata proposta
paralancamento oficial do documento sera
dia 17.08.2005.

Mais infor magdes:
secretaria@metrol ogia.org.br.

www.metrologia.org.br



SBM faz 10 anos de existéncia

Em 17.08.05 seré comemorados os dez anos de cria-
¢80 da SBM em evento que sera realizado no Rio de
Janeiro com o apoio do SENAI e do INMETRO. Inte-
grando a programacéo desse evento sera langado o
IMEKO XVIII WC 2006 com a presencga dos Prof. Leo
Van Biesen e Prof. Antonio Cruz Serra, respectivamen-
te Presidente e Presidente Eleito da International Mea-

surement Confederation (IMEKO).

Mundo no
Ambiente 21

Mais informagdes acesse:

| Treinamentos SBM

O Novo Idioma do

http://www.metrologia.org.br/folderkd/folderkd.htm
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Eletrobras e Cepel inauguram goniofotometro

Importado daAlemanha, equipamento con-
tribuiraparaaredugdo do consumo deener-
gia elétrica em sistemas de iluminagéo

A Eletrobrés e o Centro de Pesquisas de
Energia Elétrica (Cepel) inauguraram
(04.04.2005, 15 h) o goniofotémetro, equi-
pamento destinado a avaliar lumindrias e
lampadas, medindo a intensidade da ilu-
minacdo e mapeando, angulo a angulo, a
distribuicdo da luz no ambiente. Instalado
no Laboratério de [luminagéo do Cepel, o
aparelho contribuira para tornar mais €fi-
cientes os sistemas de iluminacdo, redu-
zindo o consumo de energia.

A inaugurac&o do goniofotdmetro foi rea-
lizada no auditorio do Centro de Aplica-
¢do de Tecnologias Eficientes (Cate) do
Cepel, na Cidade Universitéria, Ilha do
Funddo. A cerimbnia contou com as pre-
sengas do diretor de Projetos Especiais da
Eletrobrés, Aloisio Vasconcelos; do dire-
tor geral do Cepel, Jodo Lizardo de Aral-
jo; do diretor de Pesquisa e Desenvolvi-
mento, Albert Cordeiro de Melo; e do di-
retor de Gestéo e Infra-estrutura, Jorge
Nunes de Oliveira, entre outros.

Importado da Alemanha, o goniofotdme-
tro - modelo GO-DS 2000 -, € 0 mais mo-
derno do mercado e tem capacidade para
avaliar a performance de luminérias de até
50 kg. No Brasil, apenas o Inmetro possui
0 equipamento. Até hoje, no pais, aavdia-
¢80 das luminérias era feita com o auxilio
deluximetros, por meio de um método bem
menos preciso que o proporcionado pelo
uso desse Novo equi pamento.

Dia da Metrologia
20 de maio

O Comité Internacional de Pesos e Medidas (CIPM) decidiu
criar o DiaMundial daMetrologia (world metrology day). Para
tanto, escolheu o dia 20 de maio. Em 1875, nesse dia e més,

Capaz de mapear a distribui¢do do fluxo
|luminoso ponto aponto em trés dimensdes,
0 goniofotdbmetro permite uma medicéo
extremamente precisade luminariaselam-
padas. Com a utilizacdo do equipamento
sera possivel, por exemplo, verificar a efi-
ciéncia dos sistemas de iluminagdo publi-
ca, industrial, comercial e residencial. Ta
iniciativa permitira a implantacéo de pro-
jetos de iluminag@o mais eficientes, possi-
bilitando um menor consumo de energiae
ganhos qualitativos da distribui¢go daluz.

Com a inauguracéo do goniofotdmetro, o
Cepel ampliara a sua participagéo na con-
cessdo do Selo de Eficiéncia Energéticado
Programa Nacional de Conservacéo de
EnergiaElétrica(Procel). O Laboratério de
Iluminaggo vai fornecer informagoes téc-
nicas para a certificagdo de luminérias,
como parte do Programa Brasileiro de Eti-
quetagem do Inmetro.

A utilizacdo do goniofotdmetro vai contri-
buir, também, para o Programa Nacional
de lluminag&o Eficiente (Reluz). Segundo
0 pesquisador Ricardo Ficara, responsavel
pelo Laboratdrio de [luminagdo do Cepel,
serdo priorizados, inicialmente, estudos
paratornar mais eficiente ailuminagdo pU-
blica. “Estima-se que no Brasil esse seg-
mento corresponda a 3,5% do total consu-
mido no pais. Portanto, iniciativas neste
sentido resultardo em economia de ener-
gia e reducdo no impacto ao meio ambi-
ente. Além disso, 0 equipamento vai per-
mitir que sgjam desenvolvidos padrdes e
normas para a avaliacdo do desempenho

e da eficiéncia dos sistemas de iluminagéo
atualmente em uso”, explica Ficara.

Além dos programas de governo, o instru-
mento possibilitard ao laboratdrio do Cepel
atender, ainda, a outras categorias de clien-
tes, como osfabricantesdeluminériaselam-
padas, que poderdo desenvolver produtos
mais eficientes, e projetistas de sistemas de
iluminacdo, que véo se beneficiar das in-
formagBestécnicas geradas pel o uso do apa-
relho. No que serefere a pesquisas, 0 Cepel
poderadesenvolver projetos e parceriascom
0 Grupo Eletrobrés, universidades e outros
centros de pesquisa.

O goniofotdmetro do Cepel foi adquirido
com recursos da Globa Environment Faci-
lity (GEF) repassados, pelo Banco Mundial
(BIRD), a0 Projeto de Capacitagdo L abora-
torial, concebido e coordenado pela Eletro-
brés/Procel. A GEF é uma organizaggo in-
ternacional que concede suporte financeiro
para atividades relacionadas a preservacéo
ambiental, incluindo o uso racional e €fici-
ente da energia. Foi aplicado cerca US$
1,327 milh&o na aguisi¢éo do goniofotéme-
tro e de um conjunto de equi pamentos com-
plementares, que entraro em operacao nos
proximos meses. O Cepel participou com
umacontrapartidade cercade US$ 100 mil.
Todaatransacéo financeirae comercial des-
seprojeto foi realizadacom o gpoio do Pro-
gramadas Nagdes Unidas parao Desenvol-
vimento (PNUD).

Mais informagdes: Cepel — Comunica-
¢80 e Marketing — Te.: 21 - 2598-6406/
2598-6084

A SBM recebe novas dfiliacées
AfiliagBes institucionais

foi assinada a convencdo do Metro, a partir da qual o sistema

métrico passou a ser adotado por todos os signatérios, inclusi-

ve no Brasil.

Dia do Metrologista
26 de junho

No Brasil, o dia 26 de junho foi escolhido para homenagear os

Instituto Euvaldo Lodi - IEL Nacional
Data da afiliacdo: margo de 2005
Contato: Dr. Carlos Cavalcanti
Cargo: Superintendente

Tel: 61 - 317-9080 - E-mail: caval cante@iel.cni.org.br -

Web: www.iel.org.br

Centro de Tecnologia Canavieira
Data de Afiliacao: abril de 2005

metrologistas. Esta data ndo é aleatdria. Foi pela Lel Imperia n°

1.157, de 26 de junho de 1862, que, no Brasil, foi adotado oficial-
mente o sistema métrico decimal, depois ampliado e denominado

Sistema Internacional de Unidades (S).

www.metrologia.org.br

Contato: Dr. José Luis Franco de Godoy
Cargo: Pesquisador

Tel: 19 - 3429-8169 - E-mail: ira@ctc.com.br -
Web: www.ctc.com.br
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6° Seminario Internacional

PO — de Metrologia Elétrica
I m U 21 a 23 de setembro de 2005
Rio Othon Palace
Rio de janeiro - Brasil

TEMAS

= Automocao, Software, Validacédo e Produtividade em Metrologia Elé&trica
= Padries, Calibragéo, Técnicas, Métodos e Procedimentos de Medigio
= Novas Tecnologias Relacionadas a Metrologia Eletrica

= Medigoes para ldentificagdo e Controle de Sistemas

» Metrologia Elétrica nas Areas de Saude e Telecomunicacdes

» Rastreabilidade e Comparacgdes Interlaboratoriais

® Sistemas de Medigao e Calibracdo Via Internatl

= Medidas e Compatibilidade Eletromagnética

= Medigdes de Tempo e Fregdéncia

= Instrumentagio Eletro-Eletrénica

= Alta Tensdo e Alla Corrente

= Sensores e Transdutores

» Qualidade e Normalizagdo

® Processamento de Sinais

= Metrologia Quéantica

= Poléncia e Energia
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